


































专利名称(译) 显示面板合并检测电路

公开(公告)号 CN100351678C 公开(公告)日 2007-11-28

申请号 CN03155353.2 申请日 2003-08-27

[标]申请(专利权)人(译) 中华映管股份有限公司

申请(专利权)人(译) 中华映管股份有限公司

当前申请(专利权)人(译) 中华映管股份有限公司

[标]发明人 余志隆

发明人 余志隆

IPC分类号 G02F1/133 G09F9/30 G01R31/00 G01R31/28

代理人(译) 周长兴

审查员(译) 胡斌

其他公开文献 CN1591028A

外部链接  Espacenet SIPO

摘要(译)

一种显示面板合并检测电路，是利用一合并电路检测显示面板薄膜晶体
管阵列(LCD TFT Array)制程中的布线，此方法使用复数个电路开关与连
接导线导入一环状短路布线(short-ring layout)与一杆状短路布线
(shorting-bar layout)，使面板制造厂商在设计布线时，并不受限于检测
设备，因可充分使用该任一布线设备的检测并可由该复数个电路开关自
由切换各样检测方法，以达到提升其产量、降低成本的目的。
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